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摘 要

由於數位電子產品的大量應用與增加，其所造成日常生活上的電磁干擾(Electromagnetic Interference)變成一個必須關切的事

情，所以電磁量測對輻射測試必須在特定的條件下實施，也就是要求測試場地必須是平坦的，沒有懸掛的導線以及遠離金

屬反射結構，品質良好的同軸電纜等等，所以場地的精確度就顯的格外重要。 EMI標準雜訊源種類可分為三種，一種是可

調的訊號產生器，一種是白雜訊產生器，最後一種則是本論文所採用的諧波訊號產生器。 本論文分別利用石英振盪器以及

設計RC充放電路配合TEXAS INSTRUMENTS提供的施密特高速反相器SN74ACT14產生快速轉態的梯形波形來當作振盪

電路，然後再利用FREESCALE半導體所提供的MMG3002NT1寬頻線性放大器將振盪電路所產生的諧波振幅放大，透過一

螺旋天線將能量輻射出去，可以在30MHz到1GHz的頻段上產生一個諧波序列。最後對製作完成的標準雜訊源做重複性測

試，以量測其輻射頻率穩定性和輻射功率穩定性，日後做為場地的電磁輻射(Radiated Emission)測試比對用。
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